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Tenké  desticky  monokrystali  LuAG : Ce
(LU.3A15012 . Ce) a YAG: Ce (Y3A15012 : Ce)
(tlousték ~ desitek pum) pripravené fezanim a lesté-
nim se v soucasné dobé pouzivaji ve 2-D radiografii
s vysokym rozliSenim v oblasti pum [1]. Vedle tohoto
zpusobu pripravy scintilatoru existuje i levnéjsi al-
ternativa jejich piipravy — epitaxe z kapalné faze
(Liquid phase epitaxy — LPE) [2]. Touto metodou
byly pripraveny tenké scintila¢ni epitaxni vrstvy
LuAG : Ce (tloustky ~ 2-20 pm) na substratech
LuAG nebo YAG. Pouzivanymi tavidly byly kapalné
roztoky PbO — B35O3 (PB) a PbO — B3;03 — BaFy
(BBB) [3]. Jejich scintilacni vlastnosti (odezva) byly
méfeny na zarizeni pouzivajicim hybridniho fotona-
sobice (HPMT) [4], elektroniky standardu NIM a PC.
Scintilace byla buzena casticemi alfa z radionukli-
dovych zdroji 2! Am, ?Pu a ?**Cm. Cilem bylo
urceni a vyhodnoceni zakladnich vlastnosti tenkych
scintila¢nich epitaxnich vrstev LuAG : Ce, tzn. fo-
toelektronového vytézku, jeho zavislosti na casové
konstanté zesilovace a energetického rozliseni, pre-
devs§im v zavislosti na pouzitém tavidle, pripadné
i dalsich parametrech.

Vysledky ukazuji, ze fotoelektronovy vytézek je
vyssi u vzorku vypéstovanych z tavidla BBB, nejlepsi
z nich jen mirné zaostavaji za LuAG : Ce krystaly
pripravenymi Czochralského metodou. Epitaxni
vrstvy vypéstované z tavidla PB maji rychlejsi
odezvu, avsak jejich fotoelektronovy vytézek je
zhruba 4x nizsi. Tyto rozdily jsou pravdépodobné
zpusobeny kontaminaci epitaxnich vrstev ionty Pb

a Pt. Kontaminace Pb pochéazi z tavidla samotného,
zdrojem Pt je pak kelimek, ve kterém se rtist vrstev
provadi. Platina se totiz v tavidle PB rozpousti.

Tloustka nékterych epitaxnich vrstev je mensi nez
dosah budicich alfa ¢astic. Vliv této skutec¢nosti na
odezvu scintila¢ni vrstvy a moznost méreni vyse
zminénych parametri za této podminky budou také
diskutovany.
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